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1. Планируемые результаты обучения, соотнесенные с планируемыми результатами 
освоения образовательной программы

ПК-1 Способность к формированию технических требований и заданий на проектирование и
конструирование  оптических и  оптико-электронных приборов и  комплексов  и  их  составных
частей

ПК-1.1  Анализирует  и  определяет  требования  к  параметрам,  предъявляемые  к
разрабатываемой  оптотехнике,  оптическим  и  оптико-электронным  приборам  и
комплексам с учетом известных экспериментальных и теоретических результатов

                   Знать:
ПК-1.1/Зн1  Принципы  построения  и  состав  оптических  и  оптико-электронных.
Принципы  построения  и  состав  оптических  и  оптико-электронных  приборов  и
комплексов.  Принципы  конструирования  оптико-электронных  приборов.
Технологии сборки, юстировки и контроля оптико-электронных приборов. Основы
системы  менеджмента  качества.  Требования  охраны  труда,  промышленной,
пожарной и экологической безопасности, электробезопасности.

                   Уметь:
ПК-1.1/Ум1 Анализировать предъявляемые технические требования к параметрам
разрабатываемого  оптико-электронного  прибора  с  учетом  известных
экспериментальных  и  теоретических  результатов.  Применять  передовой
инженерный  опыт  при  проектировании  и  конструировании  оптических  и
оптико-электронных приборов и комплексов.

                   Владеть:
ПК-1.1/Нв1  Методикой  составления  технического  задания  на  проектирование  и
конструирование  оптических  и  оптико-электронных  приборов  и  комплексов  и  их
составных частей.

ПК-1.2  Определяет,  корректирует  и  обосновывает  техническое  задание  в  части
проектно-конструкторских  характеристик  блоков  и  узлов  оптических  и
оптико-электронных приборов

                   Знать:
ПК-1.2/Зн1  Особенности  конструирования  деталей.  Оптические  материалы  и
технологии.  Принципы  построения  и  состав  оптических  и  оптико-электронных
приборов и комплексов
ПК-1.2/Зн2  Принципы  конструирования  оптикоэлектронных  приборов.  Основы
проектирования,  конструирования  и  производства  оптических  и
оптико-электронных приборов и комплексов

                   Уметь:
ПК-1.2/Ум1  Производить  патентный  поиск.  Представлять  информацию  в
систематизированном  виде.  Разрабатывать  конструкторскую  документацию.
Рассчитывать,  проектировать  и  конструировать  в  соответствии  с  техническим
заданием  типовые  системы,  приборы,  детали  и  узлы  оптотехники  на
схемотехническом и элементном уровнях
ПК-1.2/Ум2  Составлять  план-график  разработки  оптических  и
оптико-электронных  приборов,  комплексов  и  их  составных  частей.  Определять
объем работы и ресурсы, необходимые для изготовления оснастки и специального
инструмента в заданные сроки

                   Владеть:
ПК-1.2/Нв1  Методикой  составления  технического  задания  на  проектирование  и
конструирование  оптических  и  оптикоэлектронных  приборов  и  комплексов  и  их
составных частей



            2. Показатели и критерии оценивания компетенций

Планируемые 
результаты освоения 
программы

Уровень 
овладения

Критерии оценивания (перечень сформированных 
ИДК/ЗУВ по уровням освоения)

ПК-1 Способность к 
формированию 
технических 
требований и 
заданий на 
проектирование и 
конструирование 
оптических и 
оптико-электронных 
приборов и 
комплексов и их 
составных частей

Повышенный ИДК ПК-1.1 Анализирует и определяет требования к 
параметрам, предъявляемые к разрабатываемой 
оптотехнике, оптическим и оптико-электронным 
приборам и комплексам с учетом известных 
экспериментальных и теоретических результатов

   Знать:
ПК-1.1/Зн1 Принципы построения и состав 
оптических и оптико-электронных. Принципы 
построения и состав оптических и 
оптико-электронных приборов и комплексов. 
Принципы конструирования оптико-электронных 
приборов. Технологии сборки, юстировки и контроля 
оптико-электронных приборов. Основы системы 
менеджмента качества. Требования охраны труда, 
промышленной, пожарной и экологической 
безопасности, электробезопасности.
   Уметь:
ПК-1.1/Ум1 Анализировать предъявляемые 
технические требования к параметрам 
разрабатываемого оптико-электронного прибора с 
учетом известных экспериментальных и 
теоретических результатов. Применять передовой 
инженерный опыт при проектировании и 
конструировании оптических и оптико-электронных 
приборов и комплексов.
   Владеть:
ПК-1.1/Нв1 Методикой составления технического 
задания на проектирование и конструирование 
оптических и оптико-электронных приборов и 
комплексов и их составных частей.

ПК-1 Способность к 
формированию 
технических 
требований и 
заданий на 
проектирование и 
конструирование 
оптических и 
оптико-электронных 
приборов и 
комплексов и их 
составных частей

Повышенный
ИДК ПК-1.2 Определяет, корректирует и 
обосновывает техническое задание в части 
проектно-конструкторских характеристик блоков и 
узлов оптических и оптико-электронных приборов

   Знать:
ПК-1.2/Зн1 Особенности конструирования деталей. 
Оптические материалы и технологии. Принципы 
построения и состав оптических и 
оптико-электронных приборов и комплексов
ПК-1.2/Зн2 Принципы конструирования 
оптикоэлектронных приборов. Основы 
проектирования, конструирования и производства 
оптических и оптико-электронных приборов и 
комплексов



   Уметь:
ПК-1.2/Ум1 Производить патентный поиск. 
Представлять информацию в систематизированном 
виде. Разрабатывать конструкторскую документацию. 
Рассчитывать, проектировать и конструировать в 
соответствии с техническим заданием типовые 
системы, приборы, детали и узлы оптотехники на 
схемотехническом и элементном уровнях
ПК-1.2/Ум2 Составлять план-график разработки 
оптических и оптико-электронных приборов, 
комплексов и их составных частей. Определять объем 
работы и ресурсы, необходимые для изготовления 
оснастки и специального инструмента в заданные 
сроки
   Владеть:
ПК-1.2/Нв1 Методикой составления технического 
задания на проектирование и конструирование 
оптических и оптикоэлектронных приборов и 
комплексов и их составных частей

Базовый ИДК ПК-1.1 Анализирует и определяет требования к 
параметрам, предъявляемые к разрабатываемой 
оптотехнике, оптическим и оптико-электронным 
приборам и комплексам с учетом известных 
экспериментальных и теоретических результатов

   Знать:
ПК-1.1/Зн1 Принципы построения и состав 
оптических и оптико-электронных. Принципы 
построения и состав оптических и 
оптико-электронных приборов и комплексов. 
Принципы конструирования оптико-электронных 
приборов. Технологии сборки, юстировки и контроля 
оптико-электронных приборов. Основы системы 
менеджмента качества. Требования охраны труда, 
промышленной, пожарной и экологической 
безопасности, электробезопасности.
   Уметь:
ПК-1.1/Ум1 Анализировать предъявляемые 
технические требования к параметрам 
разрабатываемого оптико-электронного прибора с 
учетом известных экспериментальных и 
теоретических результатов. Применять передовой 
инженерный опыт при проектировании и 
конструировании оптических и оптико-электронных 
приборов и комплексов.



Базовый
ИДК ПК-1.2 Определяет, корректирует и 
обосновывает техническое задание в части 
проектно-конструкторских характеристик блоков и 
узлов оптических и оптико-электронных приборов

   Знать:
ПК-1.2/Зн1 Особенности конструирования деталей. 
Оптические материалы и технологии. Принципы 
построения и состав оптических и 
оптико-электронных приборов и комплексов
ПК-1.2/Зн2 Принципы конструирования 
оптикоэлектронных приборов. Основы 
проектирования, конструирования и производства 
оптических и оптико-электронных приборов и 
комплексов
   Уметь:
ПК-1.2/Ум1 Производить патентный поиск. 
Представлять информацию в систематизированном 
виде. Разрабатывать конструкторскую документацию. 
Рассчитывать, проектировать и конструировать в 
соответствии с техническим заданием типовые 
системы, приборы, детали и узлы оптотехники на 
схемотехническом и элементном уровнях
ПК-1.2/Ум2 Составлять план-график разработки 
оптических и оптико-электронных приборов, 
комплексов и их составных частей. Определять объем 
работы и ресурсы, необходимые для изготовления 
оснастки и специального инструмента в заданные 
сроки

Пороговый ИДК ПК-1.1 Анализирует и определяет требования к 
параметрам, предъявляемые к разрабатываемой 
оптотехнике, оптическим и оптико-электронным 
приборам и комплексам с учетом известных 
экспериментальных и теоретических результатов

   Знать:
ПК-1.1/Зн1 Принципы построения и состав 
оптических и оптико-электронных. Принципы 
построения и состав оптических и 
оптико-электронных приборов и комплексов. 
Принципы конструирования оптико-электронных 
приборов. Технологии сборки, юстировки и контроля 
оптико-электронных приборов. Основы системы 
менеджмента качества. Требования охраны труда, 
промышленной, пожарной и экологической 
безопасности, электробезопасности.



Пороговый
ИДК ПК-1.2 Определяет, корректирует и 
обосновывает техническое задание в части 
проектно-конструкторских характеристик блоков и 
узлов оптических и оптико-электронных приборов

   Знать:
ПК-1.2/Зн1 Особенности конструирования деталей. 
Оптические материалы и технологии. Принципы 
построения и состав оптических и 
оптико-электронных приборов и комплексов
ПК-1.2/Зн2 Принципы конструирования 
оптикоэлектронных приборов. Основы 
проектирования, конструирования и производства 
оптических и оптико-электронных приборов и 
комплексов

            3. Шкала оценивания

Оценка Критерии оценивания (перечень сформированных ИДК/ЗУВ)

Отлично             ПК-1.1 Анализирует и определяет требования к параметрам, 
предъявляемые к разрабатываемой оптотехнике, оптическим и 
оптико-электронным приборам и комплексам с учетом известных 
экспериментальных и теоретических результатов
ПК-1.1/Зн1 Принципы построения и состав оптических и 
оптико-электронных. Принципы построения и состав оптических и 
оптико-электронных приборов и комплексов. Принципы конструирования 
оптико-электронных приборов. Технологии сборки, юстировки и контроля 
оптико-электронных приборов. Основы системы менеджмента качества. 
Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 
безопасности, электробезопасности.
ПК-1.1/Ум1 Анализировать предъявляемые технические требования к 
параметрам разрабатываемого оптико-электронного прибора с учетом 
известных экспериментальных и теоретических результатов. Применять 
передовой инженерный опыт при проектировании и конструировании 
оптических и оптико-электронных приборов и комплексов.
ПК-1.1/Нв1 Методикой составления технического задания на 
проектирование и конструирование оптических и оптико-электронных 
приборов и комплексов и их составных частей.



            ПК-1.2 Определяет, корректирует и обосновывает техническое 
задание в части проектно-конструкторских характеристик блоков и узлов 
оптических и оптико-электронных приборов
ПК-1.2/Зн1 Особенности конструирования деталей. Оптические материалы и 
технологии. Принципы построения и состав оптических и 
оптико-электронных приборов и комплексов
ПК-1.2/Зн2 Принципы конструирования оптикоэлектронных приборов. 
Основы проектирования, конструирования и производства оптических и 
оптико-электронных приборов и комплексов
ПК-1.2/Ум1 Производить патентный поиск. Представлять информацию в 
систематизированном виде. Разрабатывать конструкторскую документацию. 
Рассчитывать, проектировать и конструировать в соответствии с техническим 
заданием типовые системы, приборы, детали и узлы оптотехники на 
схемотехническом и элементном уровнях
ПК-1.2/Ум2 Составлять план-график разработки оптических и 
оптико-электронных приборов, комплексов и их составных частей. 
Определять объем работы и ресурсы, необходимые для изготовления 
оснастки и специального инструмента в заданные сроки
ПК-1.2/Нв1 Методикой составления технического задания на 
проектирование и конструирование оптических и оптикоэлектронных 
приборов и комплексов и их составных частей

Хорошо             ПК-1.1 Анализирует и определяет требования к параметрам, 
предъявляемые к разрабатываемой оптотехнике, оптическим и 
оптико-электронным приборам и комплексам с учетом известных 
экспериментальных и теоретических результатов
ПК-1.1/Зн1 Принципы построения и состав оптических и 
оптико-электронных. Принципы построения и состав оптических и 
оптико-электронных приборов и комплексов. Принципы конструирования 
оптико-электронных приборов. Технологии сборки, юстировки и контроля 
оптико-электронных приборов. Основы системы менеджмента качества. 
Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 
безопасности, электробезопасности.
ПК-1.1/Ум1 Анализировать предъявляемые технические требования к 
параметрам разрабатываемого оптико-электронного прибора с учетом 
известных экспериментальных и теоретических результатов. Применять 
передовой инженерный опыт при проектировании и конструировании 
оптических и оптико-электронных приборов и комплексов.
            ПК-1.2 Определяет, корректирует и обосновывает техническое 
задание в части проектно-конструкторских характеристик блоков и узлов 
оптических и оптико-электронных приборов
ПК-1.2/Зн1 Особенности конструирования деталей. Оптические материалы и 
технологии. Принципы построения и состав оптических и 
оптико-электронных приборов и комплексов
ПК-1.2/Зн2 Принципы конструирования оптикоэлектронных приборов. 
Основы проектирования, конструирования и производства оптических и 
оптико-электронных приборов и комплексов
ПК-1.2/Ум1 Производить патентный поиск. Представлять информацию в 
систематизированном виде. Разрабатывать конструкторскую документацию. 
Рассчитывать, проектировать и конструировать в соответствии с техническим 
заданием типовые системы, приборы, детали и узлы оптотехники на 
схемотехническом и элементном уровнях
ПК-1.2/Ум2 Составлять план-график разработки оптических и 
оптико-электронных приборов, комплексов и их составных частей. 
Определять объем работы и ресурсы, необходимые для изготовления 
оснастки и специального инструмента в заданные сроки



Удовлетворите
льно

            ПК-1.1 Анализирует и определяет требования к параметрам, 
предъявляемые к разрабатываемой оптотехнике, оптическим и 
оптико-электронным приборам и комплексам с учетом известных 
экспериментальных и теоретических результатов
ПК-1.1/Зн1 Принципы построения и состав оптических и 
оптико-электронных. Принципы построения и состав оптических и 
оптико-электронных приборов и комплексов. Принципы конструирования 
оптико-электронных приборов. Технологии сборки, юстировки и контроля 
оптико-электронных приборов. Основы системы менеджмента качества. 
Требования охраны труда, промышленной, пожарной и экологической 
безопасности, электробезопасности.
            ПК-1.2 Определяет, корректирует и обосновывает техническое 
задание в части проектно-конструкторских характеристик блоков и узлов 
оптических и оптико-электронных приборов
ПК-1.2/Зн1 Особенности конструирования деталей. Оптические материалы и 
технологии. Принципы построения и состав оптических и 
оптико-электронных приборов и комплексов
ПК-1.2/Зн2 Принципы конструирования оптикоэлектронных приборов. 
Основы проектирования, конструирования и производства оптических и 
оптико-электронных приборов и комплексов

Неудовле-
творительно

Результаты обучения не сформированы на достаточном уровне

4. Контрольные мероприятия по дисциплине
Вид контроля Форма контроля/Оценочное средство

Текущий контроль Коллоквиум
Промежуточная 
аттестация

Контрольная работа
Экзамен

№ 
п/п Наименование раздела Контролируем

ые ИДК

Вид контроля/ используемые 
оценочные материалы 

Текущий Промежут. 
аттестация 

1 Преобразование сигналов в 
сканерах и спектрометрах

ПК-1.1 ПК-1.2 Экзамен

2 Whishbroom-сканеры ПК-1.1 ПК-1.2 Экзамен
3 Pushbroom-сканеры ПК-1.1 ПК-1.2 Коллоквиум Экзамен
4 Спектрометры ПК-1.1 ПК-1.2 Коллоквиум Экзамен

5. Порядок проведения промежуточной аттестации



Порядок  проведения  промежуточной  аттестации  регламентируется  локальными
нормативными актами Университета:
-  Положением  о  формах,  периодичности,  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной  аттестации  обучающихся  по  основным  образовательным  программам
высшего  образования  –  программам  бакалавриата,  программам  специалитета,  программам
магистратуры  в  федеральном  государственном  бюджетном  образовательном  учреждении
высшего  образования  «Московский  государственный  университет  геодезии  и  картографии»,
п.6 «Организация и проведение промежуточной аттестации».
-  Положением  о  порядке  осуществления  образовательного  процесса,  проведения  текущего
контроля  успеваемости  и  промежуточной  аттестации  обучающихся  с  применением
электронного  обучения  и  дистанционных  образовательных  технологий  в  федеральном
государственном  бюджетном  образовательном  учреждении  высшего  образования
«Московский  государственный  университет  геодезии  и  картографии»,  п.8  «Проведение
промежуточной аттестации с применением ЭО и ДОТ».

Промежуточная аттестация: Экзамен, 9 семестр.
При организации и проведении промежуточной аттестации, исходя из перечня планируемых
результатов  обучения  по  дисциплине  «Системы  отображения  информации»,  по  каждой
компетенции  или  связанным нескольким компетенциям,  в  формировании  которых  участвует
данная учебная дисциплина, кафедрой формируются фонд оценочных средств к зачету:
-    примерный  перечень  вопросов  к  зачету  для  оценивания  результатов  обучения  в  виде
ЗНАНИЙ.  При  этом,  за  каждым  вопросом  в  скобках  указываются(ется)  компетенции(я),
уровень сформированности которых(ой) будет оцениваться;
-   примерный перечень простых практических контрольных заданий к зачету для оценивания
результатов  обучения  в  виде  УМЕНИЙ.  При  этом,  за  каждым  заданием  в  скобках
указываются(ется)  компетенции(я),  уровень  сформированности  которых(ой)  будет
оцениваться;
-    примерный  перечень  комплексных  практических  контрольных  заданий  к  зачету  для
оценивания  результатов  обучения  в  виде  ВЛАДЕНИЙ.  при  этом,  за  каждым  заданием  в
скобках  указываются(ется)   компетенции(я),  уровень  сформированности  которых(ой)  будет
оцениваться;
Для проведения промежуточной аттестации, исходя из сформированных перечней (вопросов к
экзамену, простых ПКЗ, комплексных ПКЗ) формируются билеты к экзамену (соответственно
- диф. зачету или зачету).
Сформированные перечни (вопросы к экзамену,  простые ПКЗ,  комплексные ПКЗ) должны в
совокупности  охватывать  все  компетенции  и  заявленные  в  программе  основные  результаты
обучения по дисциплине (модулю) на уровне ЗНАТЬ, УМЕТЬ, ВЛАДЕТЬ.
Билеты  формируются  случайной  выборкой  из  приведенных  выше  перечней,  а  итоговый
результат  оценивания  соотносится  на  весь  заявленный  в  программе  перечень  результатов
обучения по дисциплине (модулю).
Каждый билет включает:
1.  Вопрос для оценивания результатов обучения в виде ЗНАНИЙ;
2.   Простое  практическое  контрольное  задание  для  оценивания результатов  обучения в  виде
УМЕНИЙ;
3.   Комплексное  практическое  контрольное  задание  для  оценивания  результатов  обучения  в
виде ВЛАДЕНИЙ.
Методика оценивания: при проведении промежуточной аттестации, как правило, применяется
среднее  арифметическое  значения  оценок,  полученных  за  каждый  элемент  оценивания,
указанный в билете (вопрос и два практических задания).
Итоговая  оценка  по  дисциплине  (модулю)  рассчитывается  как  отношение  суммы  оценок,
полученных  обучаемым  за  каждый  вопрос  и  задания  в  билете  (вопрос  и  2  задания,  далее  -
элемент контроля) поделенное на количество полученных оценок (3).
При  проведении  оценивания  по  вопросам  и  заданиям,  указанным  в  билете,  в  ходе
промежуточной аттестации, преподаватель может учитывать результаты текущего контроля.
Устанавливаются следующие шкалы оценивания уровней освоения компетенций, 



предусмотренных  рабочей  программой  при  проведении  экзамена  и  дифференцированного
зачета:
«ПОВЫШЕННЫЙ»  -  выставляется  оценка  -  5  «ОТЛИЧНО»,  если  среднее  арифметическое
значение оценок по элементам контроля находится в интервале от 4.5-5.0;
«БАЗОВЫЙ» - выставляется оценка -  4 «ХОРОШО», если среднее арифметическое значение
оценок по элементам контроля находится в интервале от 3.5 - 4.4;
«ПОРОГОВЫЙ»  -  выставляется  оценка  -  3  «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО»,  если  среднее
арифметическое значение оценок по элементам контроля находится в интервале от 2.5 - 3.4.
«НЕДОСТАТОЧНЫЙ» - выставляется оценка - 2 «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО», если среднее
арифметическое значение оценок по элементам контроля менее 2.5.
При проведении зачета:  если достигнут один из показателей:
«ПОВЫШЕННЫЙ»,  «БАЗОВЫЙ»  или  «ПОРОГОВЫЙ»  -  выставляется  оценка  «ЗАЧТЕНО»,
если среднее арифметическое значение оценок находится в интервале от 2.5-5.0. В противном
случае:  если  достигнут  показатель  «НЕДОСТАТОЧНЫЙ.»  -  выставляется  оценка
«НЕЗАЧТЕНО», если среднее арифметическое значение оценок по элементам контроля менее
2.5

6. Оценочные материалы текущего контроля  

Раздел 3. Pushbroom-сканеры
Контролируемые ИДК: ПК-1.1 ПК-1.2 

Тема 3.1. Моделирование pushbroom-сканера
     Форма контроля/оценочное средство: Коллоквиум
     Вопросы/Задания:
            1. Рushbroom-сканеры

Раздел 4. Спектрометры
Контролируемые ИДК: ПК-1.1 ПК-1.2 

Тема 4.2. Схемы, параметры и характеристики бортовых спектрометров
     Форма контроля/оценочное средство: Коллоквиум
     Вопросы/Задания:
            1. Раздел Спектрометры

7. Оценочные материалы промежуточной аттестации

9 семестр, Экзамен
Контролируемые ИДК: ПК-1.1 ПК-1.2 
Вопросы/Задания:
            1. Pushbroom-сканирование описывается
1. Процедурой свертки
2. Процедурой усредняющей выборки
3. Мгновенной выборкой
            2. Гиперкуб
1. Объединяет спектральную и пространственную информацию
2. Отражает рельеф зондируемой поверхности
3.  Отображает  прямоугольное  угловое  поле  с  распределением  спектральной  информации  по
высоте
            3. Гиперкуб
1. Объединяет спектральную и пространственную информацию



2. Отражает рельеф зондируемой поверхности
3.  Отображает  прямоугольное  угловое  поле  с  распределением  спектральной  информации  по
высоте

4.  Диаметр  входного  зеркала  объектива  Кассегрена  сканера  ТМ  равен  415  мм,
относительное  отверстие  отверстие  объектива  равно  1/6.  Размер  элемента  приемника
излучения,  расположенного  в  фокальной  плоскости  объектива  равен  0,  1  мм.  Рассчитать
величину мгновенного углового поля в рад. ( округлить до трех значащих цифр).

            5. Необходимая плотность выборки (интервал выборки) определяется
1. Свойством масштаба преобразования Фурье
2. Теоремой Котельникова
3. Соотношением неопределенности
4. Теоремой подобия
            6. Необходимая плотность выборки (интервал выборки) определяется
1. Свойством масштаба преобразования Фурье
2. Теоремой Котельникова
3. Соотношением неопределенности
4. Теоремой подобия
            7. Параметры Стокса используются
1. Для описания состояния поляризации излучения
2. Для характеристики пространственной неоднородности пучка излучения
3. Для характеристики расходимости пучка излучения
4. Во всех перечисленный случаях
            8. Полоса частот, занимаемая сигналом зависит
1. От скорости сканирования
2. Диаметра входного зрачка оптической системы
3. Порогового потока приемника излучения
4. Относительного отверстия объектива
            9. Полоса частот, занимаемая сигналом уменьшается при
1. Параллельном сканировании
2. Последовательном сканировании
3. Одноэлементном сканировании
4. Круговом сканировании

10.  Преимуществами  фурье-спектрометров  по  сравнению  с  дисперсионными
спектрометрами являются
1. Отсутствие энергетических потерь
2. Большое пространственное разрешение
3. Большое спектральное разрешение

11.  Преимуществами  фурье-спектрометров  по  сравнению  с  дисперсионными
спектрометрами являются
1. Отсутствие энергетических потерь
2. Большое пространственное разрешение
3. Большое спектральное разрешение

12.  Преимуществом  параллельного  сканирования  перед  последовательным
сканированием является
1. Меньшая полоса частот, занимаемая сигналом
2. Большая однородность изображения
3. Реализация метода накопления при преобразовании сигнала
4. Отсутствие механического сканирования

13.  Преимуществом  параллельного  сканирования  перед  последовательным
сканированием является
1. Меньшая полоса частот, занимаемая сигналом



2. Большая однородность изображения
3. Реализация метода накопления при преобразовании сигнала
4. Отсутствие механического сканирования

14.  Рассчитать  длину  волны  в  мкм,  соответствующую  красной  границе  фотоэффекта,
для  полупроводника  с  собственной  проводимостью,  имеющего  ширину  запрещенной  зоны,
равную 0.18 эВ. (округлить до целого значения)

15.  Рассчитать  разность  фаз  (в  радианах)  интерферирующих  волн  в  интерферометре
Майкельсона, если разность хода в плечах равна 1, 0 мкм, а длина волны 1, 06 мкм (округлить
до сотых).

16.  Рассчитать  разность  фаз  (в  радианах)  интерферирующих  волн  в  интерферометре
Майкельсона, если разность хода в плечах равна 1, 0 мкм, а длина волны 1, 06 мкм (округлить
до сотых).

17.  Рассчитать  частоту  в  Гц  одноэлементного  строчного  сканирования  при  условии
сканирования  без  пропусков  и  наложения  строк,  если  ширина  строки  на  местности  по
направлению полета носителя сканера равна 10 м, а скорость его полета 7.8 км/с

18.  Угол  качания  входного  плоского  зеркала  сканера  MSS  составляет  ±2,  9  градусов.
Рассчитать поле обзора сканера. (ответ дать в градусах, числом до десятых долей)

19.  Угол  качания  входного  плоского  зеркала  сканера  MSS  составляет  ±2,  9  градусов.
Рассчитать поле обзора сканера. (ответ дать в градусах, числом до десятых долей)

            20. Энергетическое уравнение сканера определяет
1. Условия, при которых отношение сигнал/ шум достигает определенного значения
2. Потребляемую мощность сканирующей системы
3. Потребляемую энергию питания
            21. Энергетическое уравнение сканера определяет
1. Условия, при которых отношение сигнал/ шум достигает определенного значения
2. Потребляемую мощность сканирующей системы
3. Потребляемую энергию питания


		2026-09-04T17:11:29+0300




